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PROGRAMA DE DISCIPLINA

Componente Curricular: FISI0306 —- CRISTALOGRAFIA E DIFRACAO DE RAIOS X

Créditos: 04 créditos Carga Horaria: 60 horas PEL. 4.00.0

Pré-Requisito: FISI0263 (PRO)

Unidade Responsavel: DEPARTAMENTO DE FISICA
Ementa: Principios basicos de cristalografia; Propriedades dos raios X; Teoria e
aplicaces da difracdo de raios X e Refinamento Rietveld.

Instrumentacao.
Professor responsavel: ROGERIO MACHADO

1. OBJETIVOS

Introduzir o aluno nos fundamentos basicos acerca dos principios de cristalografica
geométrica; cristalografia fisica; interacdo dos raios X com a matéria e do fenémeno de difracdo de
raios .

2. CONTEUDOS

1. Cristais: Simetria de cristais. Projecao de cristais. Redes cristalinas. Aplicacoes de Teoria

de Grupos.

2. Fisica de raios X: Nota histérica. Propriedades de raios X.

3. Teoria de difracdo de raios X: Conceito de rede reciproca. Espalhamento de raios-x por
atomos. Difracdo de raios X por cristais ideais. Difracdo de raios X por cristais reais. Andlise de
estruturas cristalinas.

4. Métodos experimentais em difracdo de raios X: Producdo e deteccdo de raios X.
Difratometro de raios X. Método de Laue. Método do cristal girante. Método de filmes mdveis.
Método do p6. Procedimento para indexacdo. Identificacio de amostras desconhecidas. Métodos
especiais.

3. COMPETENCIAS E HABILIDADES

Entender os fendomenos de difracdo de raios X através de sua interacdo com a matéria.
Promover a compreensdao da ordenacdo da matéria cristalina e das consequéncias disso nas
propriedades fisicas.

4. REFERENCIAS

Basica



